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13-31 شنبهيك، 01-21نبه ش برنامه تدریس در هفته و شماره کلاس:    

 تارنانوساخ مواد گیري اندازه و شناسايی هايروش با دانشجويان آشنايی اهداف درس:

  امکانات آموزشی مورد نیاز:

امتحان 

ترمپایان  
امتحان 

ترممیان  
ارزشیابی 

 مستمر)کوئیز(
های کلاسی و فعالیت

 آموزشی
نحوه 

 ارزشیابی
00 30 -3 رصد د  3  

 نمره
 علم دانشگاه انتشارات   نانو دنیاي شناسايی ابزار آنالیز، نوين هايروش و الكترونی هايمیكروسكوپ کاربرد و اصول

 وصنعت

 

منابع و 

 مآخذ درس
 

بندی درسبودجه  

شماره هفته  مبحث توضیحات
 آموزشی

 1 (Xرتو پ)تولید و آشكارسازي  X ياشعه سنجیطیف 

 2 (XPSو  XRR ،XRF) X ياشعه سنجیطیف 

 X 3 ياشعه راشو پ XRD الگوي تحلیل 

 میدان، عمق تفكیک، قدرت نمايی،بزرگ معرفی،) الكترونی و نوري هايمیكروسكوپ 

 (ثانويه اثرات و نمونه با الكترون برهمكنش

3 

 3 (ويرتص تشكیل ينحوه و الكترونی تفنگ پرتوالكترونی، تولید) الكترونی میكروسكوپ 

 0 (مكانیزم کاربرد، خصوصیات،) عبوري الكترونی میكروسكوپ 

 7 (بلورشناسی سازي،نمونه ) عبوري الكترونی میكروسكوپ 

 8 (سازينمونه مكانیزم، کاربرد، خصوصیات،) روبشی الكترونی میكروسكوپ 

 FIM  HREM ،STEM ،ESEM 9 و 

 10 (SNOMو  STM ،AFM) روبشی پروبی هايمیكروسكوپ 



 11 (UPSو  AES ،XPS) سطح شناسايی هايتكنیک 

 12 (SLSو  DLS) ذرات اندازه و توزيع تعیین هايروش 

 13 (VSM)  مغناطیسی خواص گیري اندازه 

 13 (BET) ويژه سطح تعیین هايروش 

 FTIR 13(، رامان و DRS) مرئی-فرابنفش سنجی طیف 

 10 سمینار کلاسیبندي و جمع 

 


